
ヒストグラムベースの局所特徴量を⽤いた
電⼦部品の外観検査の検討

電⼦部品検査精度の向上のための
オートエンコーダを⽤いた⽋陥画像⽣成の検討

⼝頭発表287件のうち、広島⼯業⼤学在籍時の前⽥ゼミ学⽣のポスタ発表から抜粋：画像を⽤いた部品検査

詳細は後述の論⽂参照



電⼦部品検査のためのHOG特徴鑑の
次元削減による⽋陥識別精度向上の検討

ヒストグラム特徴量を⽤いた識別と
ディープラーニングを⽤いた識別の優劣について

詳細は後述の論⽂参照
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弾丸異同識別のための固有線条痕の
検出⽅法の提案

弾丸異同識別のためのCannyエッジオペレータと
Hough変換による線条痕の検出
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